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inglés).
Aula Matéria Cap./pag. Testes agendados
12 Introdugéo, O primeiro Amp Op Comercial. Cap. 2
07/08 Encapsulamento do Amp Op, O Amp Op ideal, p. 38-46
Anadlise de circuitos com Amp Ops ideais. Exemplo 2.2
28 Somador, Configuracdo ndo inversora, seguidor, Sedra, Cap. 2 Teste 01
09/08 amplificador de diferencas. p. 46-53 19h20-19h40
32 Amplificador de instrumentacéo. Sedra, Cap. 2 Teste 02
14/08 Funcionamento dos Amp Ops Néo-ldeais. p. 53-59 18h00-18h20
48 Operagédo dos Amp Ops em grande excurséo de sinal, Sedra, Cap. 2
16/08 | imperfeigdes cc: resposta em frequéncia, tensdo de offset. p. 59-66
58 Operacdo dos Amp Ops em grande excurséo de sinal, Sedra, Cap. 2 Teste 03
21/08 imperfeicdes cc: corrente de offset p. 59-66 18h00-18h20
62 | Integrador, Diferenciador, Funcdo de Transferéncia, Analise | Sedra, Cap. 2
23/08 no Dominio do Tempo. p. 66-73
7 Aulas de exercicios: Amp Op Sedra, Cap. 2 Teste 04
28/08 18h00-18h20
a
3(308 N&o havera aula
Semana da Patria (04/09 a 08/09)
82 Diodo ideal, caracteristicas do diodo real, equacao de Sedra, Cap. 3 Teste 05
11/09 corrente do diodo p. 89-96 19h20-19h40
9 Modelos simplificados de diodos. Modelo para pequenos | Sedra, Cap. 3
13/09 sinais, modelos de circuitos para pequenas variages p. 96-103
108 Operacdo na regido de ruptura reversa, modelo do diodo Sedra, Cap. 3 Teste 06
18/09 Zener. Projeto de um regulador Zener p. 104-106 18h00-18h20
1128 Diagrama de blocos de uma fonte de alimentagéo c.c. Sedra, Cap. 3 Teste 07
20/09 | circuito retificador de meia onda. Circuito retificador de p. 107-108 19h20-19h40
onda completa.
Prova P1 (25/09/2023)
128 Retificador de onda completa com tomada central no Sedra, Cap. 3 Teste 08
02/10 | enrolamento secundario. Retificadores com filtro capacitivo. | p. 109-112 19h20-19h40
132 | Superdiodo. Circuitos limitadores, circuitos grampeadores, | Sedra, Cap. 3
04/10 dobrador de tenséo. p.113-117
142 Conceitos basicos de dispositivos semicondutores: silicio | Aula avulsa + Teste 09
09/10 dopado. Sedra, Cap. 3 18h00-18h20
p.117-121
158 Mecanismos de conducao (difusdo e deriva). Aula avulsa +
11/10 Sedra, Cap. 3
p. 119-120
162 | Modelos de cargas, juncdo pn na condicdo de circuito aberto, | Aula avulsa + Teste 10
16/10 potencial interno da juncdo. Sedra, Cap. 3 18h00-18h20
p.121-123
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Juncdo pn polarizada. Aula avulsa +
Sedra, Cap. 3
p. 123-126
182 Distribuicao de portadores minoritarios na juncao pn Aula avulsa + Teste 11
23/10 | diretamente polarizada. Deducdo elementar da equacdo de | Sedra, Cap. 3 18h00-18h20
corrente na juncdo pn. p. 127-128
192 Efeito Transistor. Operagdo no modo ativo. Sedra, Cap. 5
25/10 p. 233-238
20% | Equac0es das correntes no transistor (definicdo do ganho de | Sedra, Cap. 5 Teste 12
30/10 | corrente em emissor comum - . Definicdo dos modos de p. 239-244., 18h00-18h20
operacdo (corte, ativo, saturacdo) do TBJ.
212 | Exemplo 5.1, Efeito Early. Modelos para grande excursdo, O | Sedra, Cap. 5
01/11 transistor bipolar como chave p. 246-258
222 Analise cc de circuitos com transistores, exercicios Sedra, Cap. 5 Teste 13
06/11 selecionados: Exemplos 5.4, 5.5, 5.9 e 5.10. p. 263-274 18h00-18h20
232 O TBJ como amplificador para pequenos sinais Sedra, Cap. 5,
08/11 | (as condicdes c.c., a corrente de coletor e a transcondutancia) | p. 275-280.
Modelo n-hibrido, modelo T, exemplo 5.14
242 | O amplificador emissor comum (EC) e emissor comum com | Sedra, Cap. 5, Teste 14
13/11 resisténcia de emissor. p. 290-295 18h00-18h20
25% O amplificador base comum (BC) e coletor comum (CC) | Sedra, Cap. 5 Teste 15
22/11 p.296-301 18h00-18h20
Prova P2 (27/11/2023)
Prova SUB (11/12/2023)

CRITERIO DE APROVEITAMENTO

A média geral (MG) sera a média ponderada de 3 provas mais testes conforme segue:

MG =0,3P1 + 0,4P2 + 0,3MT

onde P1 e P2 sdo as notas atribuidas respectivamente a primeira, segunda provas e MT é a média aritmética das notas atribuidas as
11 melhores notas dos 14 testes propostos durante o semestre. A aprovacao ocorre quando a média geral for maior ou igual a 5,0.

A prova substitutiva é permitida para o aluno que perder uma das provas (P1 ou P2) por algum motivo justificado.



